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ミュラーマトリクスでさらに進んだ
偏光・位相差解析の世界へ

●  高速、高精度測定

●  自由度の高い、拡張性のあるシステム

●  各種偏光・リタデーション測定

●  低リタデーション測定

●  高速、高精度測定

●  自由度の高い、拡張性のあるシステム

●  各種偏光・リタデーション測定

●  低リタデーション測定

●  ミュラーマトリクス
●  リタデーション（位相差）
●  軸方位
●  Rth
●  偏光軸
●  ツイスト
●  プレチルト
●  セルギャップ

●  ミュラーマトリクス
●  リタデーション（位相差）
●  軸方位
●  Rth
●  偏光軸
●  ツイスト
●  プレチルト
●  セルギャップ

http://www.optoscience.com/


【紹介】
AxoScan は、30ms の高速測定で試料のミュラーマトリクスを実測し、
そこから試料の光学特性を導き出す測定システムです。
　優れた偏光・位相差解析システムとして、偏光デバイス研究開発分野で
は広く使用されています。
　測定された各パラメータは、それぞれの要素ごとに数値で表示するだけ
でなく、分かりづらかった偏光の現象をポアンカレ球で視覚的に表示するこ
とで、測定結果を直感的にイメージして頂くことが容易にできます。
　メインソフトウェア“AxoView”上では測定をリアルタイムに観測するこ
とができ、一度の測定で、全ての偏光・位相情報の表示が可能です。
　波長可変光源、ステージ等を使用した測定の際には、AxoView と連携
の取れた各ソフトウェアが、適切にハードウェアをコントロールし、オペレー
タに負担をかけることなく自動で測定を行います。

1. 光源：オプション
a. 波長可変光源 波長可変範囲 ：400 nm ～ 800 nm
b. LED 光源 供給可能波長 ：可視波長 ( 弊社までお問い合わせください )

2. ステージ：オプション
a. ステージなし  ：AxoScanマウントポスト、簡易ステージ
b. OPMF-1 傾斜回転ステージ ：最大傾斜 55°
c. OPMF-2 傾斜回転ステージ ：最大傾斜75°
d. XY-200 XYステージ ：200 mm × 200 mmマッピングステージ

※その他カスタマイズに関しては、弊社までご連絡ください。

AxoScan　ミュラーマトリクス・ポラリメータ
高速偏光・位相差測定システム



【紹介】
　AxoStep は、試料の微小領域における偏光・位相差特性を 2D マッピ
ング測定する偏光・位相差測定システムです。
　基本コンセプトは、前述の AxoScan がベースとなっています。 ディテク
タにアレイ CCD を使用しているのに加え、アプリケーションに応じて適当
な倍率の対物レンズを装着することで、高精細に微小領域の偏光・位相差
特性を測定できます。
　メインソフトウェア“AxoStep Viewer”上で測定をコントロールでき、
AxoScan 同様に一度の測定で全ての偏光・位相情報の表示が可能です。
　波長可変光源、ステージ等を使用した測定の際には、AxoStep と連携
の取れた各ソフトウェアが、適切にハードウェアをコントロールし、オペレー
タに負担をかけることなく自動で測定を行います。

1. 光源：オプション
a. 波長可変光源 波長可変範囲 ：450 nm ～ 650 nm
b. LED 光源 供給可能波長 ：可視波長 ( 弊社までお問い合わせください )

2. ステージ：オプション
a. ステージなし  ：AxoStepマウントポスト、簡易ステージ
b. OPMF-3 傾斜回転ステージ ：最大傾斜 45°
c. XY-200 XYステージ ：200 mm × 200 mmマッピングステージ

※その他カスタマイズに関しては、弊社までご連絡ください。

AxoStep ミュラーマトリクス・イメージング・ポラリメータ
微小領域２D偏光・位相差測定システム



ソフトウェア：オプション

LCD業界における、さらに進んだ偏光・位相差解析の世界へ
a. 多層フィルム非破壊測定ソフトウェア AXO-MLSP
 - 最大 5層までの偏光・位相差積層フィルムを非破壊のまま各層を分離解析可能
 - 各層での位相差（R0、Rth）、軸方位、偏光軸等のアライメントずれなど解析可能

b. 液晶パネル測定ソフトウェア AXO-LCD View
 - セルギャップ、プレチルト角、ラビング方位、ツイスト角の測定が可能
 　（※上下ガラス界面でのプレチルト角を測定します。）
 - IPS、VA、TN、STN、OCB・・様々なモードの液晶に一台で対応可能

【LCDシミュレーションソフトウェアとの融合】
　LCD シミュレーションソフトウェア <TechWiz LCD 

1D Plus> との併用で、測定されたミュラーマトリクス

をそのままシミュレーションモデルに使用することができ

ます。

　電気特性、光学 ( 偏光 ) 特性、色特性、液晶ダイナミク

スまで、細かな設定と見易いグラフィクスによりパネル、

フィルム設計関係者に答えます。

※TechWiz LCD 1D Plus は、SANAYI System社の製品です。
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